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流动奥妙：SurPASS 3

由于必须考虑多种影响因素，表面特性分析会极易变得非常复杂。直接方法
可克服这种复杂性，因而成为首选方法；这种方法可深入了解表面特性，使得
在现实条件下可以进行常规测试及研究。

用 SurPASS 3 进行表面分析，使用实际的样品（与样品几何形状无关），常规的和独特的任
务均可以生成一系列答案。测得的 zeta 电位可反映固体表面发生的任何变化。这些变化可
能是生产工艺处理、环境影响或常见的磨损所造成的结果。

采用 SurPASS 3 原理时，可直
接研究平面固体、粉末、纤维、箔、
管、多孔材料以及具有不同表面
粗糙度的材料，而无需使用模型
表面。

 - 实际样品的直接分析
 - 可用于任何样品几何

形状、尺寸和来源
 - pH 值、电导率和温

度的同步测量

一台仪器即可给出
多个答案。
Zeta 电位可反映各个表面特性，并能显示以下信息：

 - 表面与液体接触时所发生的带电特性

 - pH 和离子强度的影响

 - 反映表面化学特性的等电点

 - 表面上特性官能团的存在

 - 表面改性的成功

 - 表面添加剂的吸附和脱附特性 离真相更近一步。
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应用

检测并清除微量污染物，以确保纯度。

采用 SurPASS 3 原理，您即可获得检测微量杂质并
在清洁过程中监测其清除效果的高灵敏度方法。

 - 确保化学机械抛光以及优化 CMP 工
艺过程中晶圆的纯度

 - 监测特殊半导体层清洁程序的效果及
效率，以确保其具有应有的功能

针对特定应用开发具有确定特性的表面。

使用 SurPASS 3 可跟踪物理和化学处理引起的表面
特性变化。
这样可以深入了解该处理措施是否适合预期用途。

 - 用于需要适合的表面特性以实现
最佳功能的高性能纺织品

 - 用于水、污水或海水过滤和净化所使用的高
端膜，以吸附不需要的颗粒、细菌或病毒

努力实现生物相容性，以确保健康。

人体对外来物质和“入侵者”的反应十分灵敏。对于生
物相容性研究而言，zeta 电位是非常重要的参数，因为
它能够反映蛋白质之类的物质在移植材料上的吸附/
脱附行为。

 - 开发用于生物传感器、透析膜或医疗
移植物的合适生物相容性表面

 - 制造优良的隐形眼镜，防止细菌粘附

寻求优化材料在实际条件下的使用。

通过 SurPASS 3，可以在实际条件下观察使用过程中
表面性质的行为变化，而无需受限于模型表面。

 - 开发具有特殊清洁效果的洗涤剂
 - 功能性纺织品的精致染色、清洗和软化
 - 开发头发洗护产品，如洗发水、

护发素、染发剂和漂白剂

节约资源并减少环境影响。

所有的材料在使用过程中都会出现磨损迹象。为了延
长材料使用寿命，必须对其表面做改性处理，以使材料
具有更高的稳定性和更好的耐化学性及耐候性。表面
改性的成败可通过 SurPASS 3 来进行评估。

 - 开发能够使金属承受环境腐蚀影响的特种涂层
 - 防止膜污染，以避免其产生昂贵的处理费用

了解外部处理对材料的影响。

通过 SurPASS 3，您可以直接一步一步追踪表面特性
的变化。

 - 增强聚合物的润湿性、印刷性或附着力
 - 强化聚合物作为高负荷材料的使用
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实际样品的直接测量

采用 SurPASS 3，即无需再通过使用模型表面来理解表面
特性。测量在实际应用的样品上进行，而不会受样品来源的
限制。多孔或粗糙表面以及溶胀特性不会影响 zeta 电位测
量的质量。可以在环境或过程条件下对材料进行研究。

在真实条件下进行研究

由于该测量原理所具有的性质，SurPASS 3 与生理条件
以及由简单和复杂电解质组分形成的高盐和低盐溶液相
容。SurPASS 3 原理可提供无与伦比的测量灵敏度，并以
高时间分辨率提供记录和数据采集。只需一个步骤即可测
量流动电势、流动电流、样品池电阻、压力、pH 值、电导率、温
度、吸附动力学特性并显示 zeta 电位。

种类繁多的测量池 

使用 SurPASS 3 时没有限制：无论样品的形状、尺寸、或表
面粗糙度如何，SurPASS 3 均能测定并提供可靠且可重复
的 zeta 电位值。用于单个样品材料测量的精巧测量池提供
了极高的应用灵活性，以满足您的质量控制和科研需求。自
动化功能简化了测量和数据采集工作。仪器能自动识别测
量池。

集成式滴定单元 

集成到 SurPASS 3 上的自动滴定装置可测定不同 pH 值
和添加剂浓度趋势。全 pH 值扫描和等电点测量可在 1 小
时内完成。

流动电位的关键特性

Zeta 电位的测定不受它所采用的测量原理限制。即使在
低 zeta 电位下，SurPASS 3 也能提供可靠且可再现的
测量结果。

Zeta 电位的再现性：±0.5 mV

等电点的再现性：±0.1 pH

 * SurPASS 3™ (10405371) 是安东帕的注册商标

主要规格



适合您需求的各种样品池

测量池 可调间隙测量池 夹片测量池 柱状形测量池 柔性管测量池 隐形眼镜测量池 中空纤维膜测量池 陶瓷膜测量池 

无与伦比的可能性 出色的性能 样品多样化 多种应用 毋庸置疑的焦点 即插即用 易于操作

应用  - 适用于矩形和盘状固
体样品，如聚合物膜、
薄膜、QCM 传感器

 - 适用于如聚合物薄
膜及薄片、金属、陶
瓷、玻璃和半导体晶
圆之类的平面表面

 - 适用于天然或人造纤
维和织物、颗粒样品

 - 适用于柔性管和聚
合物中空纤维膜

 - 适用于软隐形眼镜  - 适用于中空纤维膜
内表面特性表征

 - 适用于单通道和多
通道微滤管陶瓷膜

 - 非常适合多孔材料或
高溶胀率材料的测量

 - 可对不同厚度样
品进行无损测量

 - 方便易用的多用
途测量单元

 - 通过使电解质溶
液流过样品的方
法，在软性管内表
面进行直接分析

 - 软隐形眼镜被放
置在眼睛模型上
进行直观的分析

 - 适用于粗颗粒
的样品支架

 - 多孔陶瓷膜的
无损分析

技术参数 样品尺寸： 
20 mm x 10 mm，直
径：14 mm 或 15 mm

样品尺寸： 
最小 35 mm x 15 mm 
或直径最小 17 mm

颗粒尺寸: 
最低 25 µm

样品外径：
0.7 mm 至 6 mm

样品量:
每次测量 1 个晶体

样品长度：
适用于中空纤维膜，最小
值：170 mm

样品外径：
用于单通道：10 mm 或 
13 mm  
用于多通道：  
25 mm 或 30 mm

厚度：
最大 2 mm

厚度：
最大 40 mm

样品重量：
最少重 100 mg

样品长度：
最小值：100 mm

颗粒尺寸
最大 2 mm
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采用 SurPASS 3 软件实现直接分析

SurPASS 3 软件可自动接管大部分功能，从而实现快速方便的测量。按下启动按钮
后即开始直接分析，而无需复杂的评估或专业知识。

在测量与结果界面
之间切换

显示测量数据（压力与电势） 指示等电点的 pH 值扫描（pH 值与 
zeta 电位）

表面 zeta 电位的稳定性
（时间与 zeta 电位）

状态屏幕

 - 设置测量参数，启动并运行。
 - 关键测量参数的实时显示。
 - 测量数据以 MS Excel® 格式保存。

Zeta 电位测量

 - 在定义好的 pH 值直接开始 zeta 电位测量。
 - 仪器会自动识别所使用的测量池。

等电点的自动检测

 - SurPASS 3 会自动测定是否需要进行酸碱滴定。
 - 高效测量模式。

pH 值扫描

 - 在设置的 pH 值范围内进行自动化 pH 值滴定。
 - 从 pH 2 至 pH 10 的 pH 扫描可在 60 分钟内完成。

吸附和脱附研究

 - 吸附和脱附动力学采样速率高于 5 Hz。
 - ppb 范围内添加剂浓度的检测。

SurPASS 3 查看器

 - 加载测量文件以快速显示并对比测量数据。
 - 调整图表，导出并保存以便将来使用。
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安东帕在线商城

安东帕微信公众号

本公司产品总览

实验室与在线应用中的密度，
浓度， 黏度以及折光的测量
– 液体密度及浓度测量仪器
– 饮料分析系统
– 酒精检测仪器
– 啤酒分析仪器
– 二氧化碳测量仪器
– 精密温度测量仪器

流变测量技术
– 高级流变仪
– MultiDrive 流变仪

黏度测量
– 黏度计
– 落球式黏度计
– 旋转流变仪/黏度计

化学与分析技术
– 微波消解/萃取
– 微波合成

高精密光学仪器
– 折光仪
– 旋光仪
– 拉曼光谱仪

石油石化测试仪器
– 闪点、常压蒸馏、氧化安定性
– 针/锥入度、软化点
– 燃料油、润滑油等常规测试

表面力学性能测试仪器
– 微/纳米力学测试系统
– 微/纳米压痕仪
– 划痕测试仪
– 摩擦磨损测试仪
– 原子力显微镜

材料特性检测
– 小角X射线散射仪
– 固体表面Zeta电位分析仪

颗粒表面
– 激光（微米/纳米）粒度仪

固体材料直接表征
– 比表面积，孔径分析仪
– 化学吸附仪
– 蒸汽吸附仪
– 压汞仪
– 薄膜孔径分析仪
– 真密度计
– 振实密度计
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